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摘要(译)

一种检测有机发光显示装置中的缺陷的方法包括：制备包括具有多个像
素的有机发光显示面板的有机发光显示装置，其中每个像素包括操作的
驱动晶体管基于其源极和漏极之间的电位差而在饱和区域或过渡区域中
输出驱动电流，以及基于驱动电流发光的有机发光二极管;向所述有机发
光显示面板提供多个电压以在所述过渡区域中操作所述驱动晶体管，以
及基于在所述有机发光显示器上显示的图像来确定所述有机发光显示装
置是否有缺陷基于应用于其的数据。
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